e X-rite

Przenosny instrument do

MAGS8II - Spektrofotometr | rontoikolorow

metalicznych, perfowych

Wi e I O kﬁ_towy oraz efektowych lakieréw

« Pie¢ katéw pomiarowych
(15°, 25°, 45°, 75°, 110°)

« Dane koloru wyswietlane w
licznych formach: L*a*b*,
AL*Aa*Ab*, L*C*h°, AL*AC*AH*,
Indeks Flop, Indeks AFlop,
AEL*a*b* oraz AEq¢

« Wspdipracuje z oprogramowaniem
kontroli jakosci X-RiteColor®Master

« Technologia pomiaréw DRS
« Zasilanie akumulatorowe
« Wytrzymata konstrukcja

« Prosty w uzyciu

« 2 lata gwarandiji

w pomiarach jakosci koloru.™



MAGS8IlI Spektrofotometr Wielokatowy

MAGB8II jest najbardziej zaawansowanym przenosnym
spektrofotometrem wielokatowym. Peten zakres katéw pomiarowych
(od 15° do 110°) pozwala na doktadna kontrole i ocene widocznych
réznic w kolorach metalicznych, pertowych oraz efektowych lakierach.
Funkcja zdalnego pomiaru umozliwia zapisywanie danych
pomiarowych. Przechowywane dane moga zostaé bezposrednio
wydrukowane w postaci raportu kontroli jakosci QA lub moga zostaé
przeniesione do oprogramowania kontroli jakosci X-RiteColor®
Master.
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MAG8II Oswietlenie i katy obserwaciji

Dynamiczne prébkowanie rotacyjne (DRS)
Technologia dynamicznego prébkowania rotacyjnego firmy X-Rite
uzywa prostego, solidnego systemu optycznego, ktéry dostarcza
jednoczesnych pomiaréw wszystkich katéw. Gwarantowana
niezawodno$¢, solidne wykonanie oraz szczegdlne wtasciwosci sg
znakiem towarowym instrumentéw X-Rite.

2-letnia Gwarancja
MAGS8II jest objety niepowtarzalng 2-letnig gwarancja.

SPECYFIKACJA:

GEOMETRIA POMIAROWA

e oswietlenie 45°

» katy obserwac;ji 15°, 25°, 45°,
75°,110°

e doktadnosc¢ kata = 0.15°

e wbudowany obwod
swiattowodowy potaczony z
technologia DRS

QBSZAR POMIAROWY
Srednica 0.5 cala (12mm)

ZRODLO SWIATEA
Lampa wolframowa napetniona
gazem

TYPY OSWIETLEN
C, Dso, Dgs, A, F2 F7, F11& F12

OBSERWATOR STANDARDOWY
2° & 10°

DETEKTOR

Fotodioda krzemowa z
podwyzszong czutoscia w zakresie
Swiatla niebieskiego

ZAKRES SPEKTRALNY
400 — 700nm

INTERWAL SPEKTRALNY
28 pomiaréw pasm
e interwal 10nm
od 400nm do 640nm
e interwal 20nm
od 640nm do 700nm
e szeroko$¢ pasma 15nm

WYJSCIE DANYCH
SPEKTRALNYCH

Spektralne dane odbiciowe
mozemy transmitowac za
pomoca portu RS-232, dla 5
katow pomiarowych w zakresie
od 400-700nm w interwale 10nm

ZAKRES POMIAROWY
0 do 400% wspdtczynnika odbicia

CZAS POMIARU
Okoto 2 sekund

ZGODNOSC

MIEDZYURZADZENIOWA

e Przecigtnie 0.18AE* w oparciu o
plytki 12 BCRA

e Max. 0.35 AE* na innej plytce
chromatycznej

e Max. 0.15 AE* na innej szarej

plytce

POWTARZALNOSC'
0.10 AE*,; na bialym

ZYWOTNOSC LAMPY
Okoto 500 000 pomiarow

ZASILANIE

Szes¢ akumulatorow AA Ni-MH w
zestawie, wymienialny zestaw

7,2 VDC, 1400 mAh

SIEC

* MA68: 90-130VAC,50-60Hz,
15W max

° Ma68X: 180-260VAC, 50—60Hz,
15W max

¢ 12 VDC @ 700 mA.

CZAS EADOWANIA
4 godziny - 50% pojemnosci
16 godzin — 100% pojemnosci

POMIARY MIEDZY
LADOWANIEM

1000 5-katowych pomiarow
(ciagly pomiar z interwatem 10s.)

PAMIEC (PIEC KATOW)
200 standardow,
850 probek

WYSWIETLACZ
4-rzedowy wyswietlacz po 20
znakow, w technologii LCD

LACZE
Opatentowane dwukierunkowe
tacze RS-232, 300-19, 200 bit/s

TEMPERATURA STOSOWANIA
0d 50° do 104°F (10° do 40°C)
do 85% wzglednej wilgotnosci
(niekondensujaca)

TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
-4° do 122°F (-20° do 50°C)

WAGA
3 1bs. 2 oz. (1.4 kg)

ROZMIARY

4.56"wysokos¢, 3.00"szerokos¢,
8.85"dtugos¢

(11,6cm 7,6cm 22,5cm)

DODATKOWE WYPOSAZENIE
Wzorzec kalibracyjny, instrukcja,
zasilacz, walizka.

Wyltaczny Przedstawiciel X-Rite w Polsce
dla grupy produktéow
»industrial Color and Appearance”

Gizycko, ul. Kopernika 2
11 - 500 Gizycko
tel. (087)428 21 68
fax. (087)429 21 24
e-mail: xrite@kamado.pl
www.kamado.pl



